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既存テスタに新たな測定機能をアドオンし、テスト対象デバイスの拡大を実現します。頻繁に使
用する機能を汎用品として多数ラインアップしました。測定可能デバイスの拡大だけでなく、同
時測定数の拡大にも威力を発揮します。

      投資抑制時期のベストソリューション

テスタ機能拡張

（Yokogawa Test Intellectual Property）とはプローブカ
ード、ＰＦＢに取り付けるコンポーネント（BOST）です。弊社テ
スタだけでなく、他社テスタとの接続も可能です。

記載内容は、お断りなく変更することがありますので、ご了承ください。
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 投資抑制時期のベストソリューション

テスタ投資やエンジニア採用が抑制されている中、トータルテスト
コストを削減します。

設備コスト、エンジコストの削減

 キーとなるテストを  で測定できれば、新しいテスタを
買う必要はありません。

の使用に当たって、新規言語や開発環境の習得す
る必要がないので、導入がスムーズです。

構成例

を使用し、既存テスタを特定デバイス向けテスタに再構築す
る例を示します。

電源関連IC用

IOピン数が少なく、出力周波数の高くない古いロジックテ
スタに、多数の電源 を実装し、超多電源テスタを構
築します。
FPGAや携帯電話向け電源IC、電源監視IC、LEDドライバ
ICのような、小ピンで多電源や小ピンで大電流が必要な
デバイスの多数個同時測定を実現します。
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